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Esill¥ oleva keksint® kohdistuu patenttivaatimuksen 1 Jjohdannon
mukaiseen vertailumenetelmiin 1iikkuvan ainesradan kuljettaman ai-
nemddrdn mittaamiseksi. Keksintd kohdistuu myds menetelmin suorit-

tamiseksi tarkoitettuun laitteeseen.

Paperiratojen kosteuden mittaamiseksi on esim. US-patenttien n:o
3 641 349 ja 3 675 019 perusteella tunnettua soveltaa kaksoisaal-
lonpituustekniikkaa. Normaalisti t4llainen mittari sis&ltii infra-
punasiteilylihteen, joka l&hett#i siteilyi kahdella kirjovyshyk=-
keelld. Ensimmidinen 1,7 yum vy8hyke tdrm&& paperiin ja paperin 1&-
pi kulkeva sekd siitd heijastunut séteilymddrd riippuu tietyists
parametreista. On tunnettua, etti 1,7 tai 1,8 ,um késittdvin kir-
JovyBhykkeen yhteydessi timi aallonpituusalue on suhteellisen tun-
teeton paperin sisiltimille kosteudelle. Kuitenkin 1,94 sum kirjo-
vybhykkeen ollessa veden tai paperin sisiltamin kosteuden imualu-
een rajojen sisipuolella, on timi aallonpituus suhteellisen herkki
kosteudelle. Siten n#iden kahden kirjovythykkeen vdlinen suhde on

riippuvainen paperissa olevan veden mifiristi.
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Kuten mainituissa julkaisuissa on esitetty, vaikuttavat useat te-
kij&t normaalisti mittauksen epftarkkuuksiin. Niihin tekijéihin si-
s&ltyy siZhk&inen rydminti sekid niistd likaisista olosuhteista ai-
heutuvat vaikutukset, joissa kosteusmittari toimii. Ndmid tekijit
tekivdt vdltt&midttoméksl erilaisten standardisointi- ja/tail kali-
brointikaavioiden k&ytén. Niit&kin k#yttimi11i j&1 virhe yhid jil-

jelle kosteuspitoisuuden mittaamisen suhteen.

Esilld olevan keksinndn tarkoituksena on siten saada aikaan olen-
nalsesti parannettu tarkkuus liikkuvan ainesradan kuljettaman aine-
mddrédn mittaamisen yhteydessi sek¥ erityisesti eliminoida h#iriditi,
jotka aiheutuvat kHytdn aikana lisdintyvdstid mittauslaitteen 1i-
kaantumisesta.

Tdm&n tarkoituksen tidyttimiseksi on keksinndn mukaiselle menetel-
mdlle tunnusomaista se, mikid on esitetty oheisessa patenttivaati-

muksessa 1. Keksinn6n mukaisen laitteen tunnusmerkit selvidvit vas-

taavasti patenttivaatimuksesta 2.

Kuvio 1 on toisaalta lohkokaavion muodossa oleva kaaviomainen esi-
tys esilld olevan keksinn®dn mukaisen laitteen eriisti osasta esit-
tden toisaalta poikkileikkausta tédstd;

kuvio 1A on tasokuva kuvion 1 eriisti elementisti;

kuviot 2A - 2C ovat ominaiskidyrii esittien aallonpituuden vaimene-
mista, ja ne ovat hyddyllisiid esill¥ olevan keksinndn ymmirtimises-
sd; Jja kuviot 3A ja 3B ovat esill¥ olevan keksinndn mukaisen mene-~
telmdn yhteydessd kiytettyjd kdyrii.

Kuvion 1 mukainen optinen jirjestelmi on samanlainen kuin mainitus-
sa US-patentissa 3 641 349 lukuunottamatta vettd stimuloivaa suoda-
tinta, josta keskustellaan yksityiskohtaisemmin seuraavassa. Yleensi
ylempddn mittauspdidhdn, Jjoka tutkii paperikoneessa olevan liikkuvan
aineradan, sis#ltyvdt komponentit on esitetty hakasen 17 sis#lli

Ja alempil mittauspidid hakasen 18 sis#114. Alempi pdi 18 sisidltii
volframivalol&hteen 21, jossa on lankajinnitelihde, joka puolestaan
saa aikaan siteilyn seki 1,7 Jum ettd 1,94 yum sisdltlville kirjo-
vyBhykeille., SHteilylihteestd tuleva siteily yhdensuuntaistetaan
numerolla 23 merkityn optisen j3rjestelmin avulla siteiden kulku-
radan ollessa merkittynd katkoviivoin 24 ja kulkiessa aukon ldpi

ja sen jilkeen kuparipy®rin 27 kautta.
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Ssteiden rata 24 menee liikkuvan paperiarkin eli -radan 14 1&pi,

joka t8114 alalla sinidnsi tunnetulla tavalla ja osapuilleen Beer'in
lain mukaisesti vaimentaa ldhteestd 21 tulevan infrapunasédteilyn.
Kuten edelld on mainittu, on aallonpituudeltaan 1,94 mikronia oleva
sdteily paljon herkempii paperin sisiltimille kosteudelle kuin 1,7
mikronin siteily. Sen jidlkeen kun s#dteily on siirtynyt paperiarkin

14 18pl sen ilmaisee ylempi ilmaisinyksikkd 17, joka sis8lt8& cslteen
kulkuradalla 24 olevan kollimaatiolinssin 31. Olisi tietysti otettava
huomioon, ettd infrapunasiteilyn ei tarvitse siirtys paperin yhdeltd
puolelta sen toiselle puolelle ja ettd sek¥ 1l8hde- ettd sfteilyilmai-
sija voivat olla liikkuvan paperin samalla puolella heijastusteknii-
kan ollessa kdyt&ssi. Lisi#ksi mittausten tekemiseksi tarkemmaksi eri-
tyyppisten papereiden yhteydessi voidaan kidytt#i diffuusioikkunoita,
jotka on selostettu ja kuvattu US-patentissa n:o 3 793 524.

Ilmaisinyksikkd8n 17 yhd viitaten kulkee siteen radalla 24 oleva
vaimennettu s&teily suodatinyhdistelm#n 32 kautta, jossa normaalikiy-
t8n yhteydessi on avoin ikkuna 30 s#teen vapaata kulkua varten jako-
laitteeseen 34. TH118in yksi osa 36 jaetusta sHteesti kulkee kaista-
suodattimen 37 1lipi, jonka taajuusalue on keskitetty 1,94 mikroniin
lyijysulfidikennon 38 ilmaistessa t&118in siteen. Jaetun s&teen 39
toinen osa kulkee kaistasuodattimen 41 kautta, jonka aallonpituus

on keskitetty 1,7 mikroniin, ja sen jilkeen toiseen lyijysulfidi-

ilmaisinkennoon 42.

Kuviossa 1A tasokuvana esitetty suodatinyhdistelmid 32 sis#lt8& avoi-
mien ikkunoiden 30 lis#ksi suodattimen 33, joka, kuten myShemmin
yksityiskohtaisesti selostetaan, simuloi veden kirjo-ominaisuuksia.
Sen kiertoliike saadaan aikaan solenoidin 43 avulla. Vaihtoehtoisesti
voidaan suodatinpy®ri korvata kiertivilli solenoidilla, joka vali-
koivaan tapaan liikuttaa suodatinta 33 sisidin ja ulos sHteen kulku-
radan suhteen.

Keksinndn mukaisen suodattimen 33 halutut kirjo-ominaisuudet selos-
tetaan tarkemmin yhdess8 kuvioiden 2A - 2C kanssa. Kuten kuviosta

2A n¥kyy, ilmaisee kiinted k#yrid 46 kuivan paperin absorption infra-
punasiteilyn aallonpituuden vy8hykkeessi ja katkoviivoilla merkityt
kidyrdt 47 muutosta tidssid ominaiskdyridssid kun vettd lisHtHd&n kuivaan
paperiin. Kuten t#114 alalla on hyvin tunnettua, on n&iden k#Hyrien
alin, so. voimakkainta veden imeytymisti merkitsev# kohta p#iasiassa

1,94 mikronia. Puolikxorkeudet (so. 50 % lipidisy) vesikiyrissid esiin-
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vdt l&hinn& 1,895 mikronin kohdalla olevaa pystysuoraa linjaa pitkin.
Tdstld syystd suodattimeen 33 on valittu, kuten kuvion 2C suodattimen
ominaiskdyrdstd 33' nikyy, PuolildpHiisykohdaksi 1,895 + 0,1 mikronia.
Muut hieman vihemmdn tarkat yksityiskohdat ovat 90 % lipdisy 1,85
mikronin kohdalla ja 10 % l#pdisy 1,95 mikronin kohdalla, so. suoda-
tink&dyrin jyrkkyys on osapuilleen oikea.

Kuvio 2C esittd4d lyhytaaltotyyppistd suodatinkiyri#i 33', jonka usko-
taan olevan ihanteellinen ja jonka 1,7 mikronin kohdalla oleva alue
on tasainen. Vaihtoehtoisesti voitaisiin k#ytt#4 kaistasuodatinta,
kuten k8yrédstd 33" ja kuviosta 2B n#kyy, sill& 1,7 mikronin kaista-
suodattimen 37 (katso kuviot 1 ja 2B) johdosta lyhyemm#t aallonpi-
tuudet eivit tule kysymykseen. 1,7 mikronin suodattimen 37 kaista-
ominaisk8yr8 37' ei ole luonteeltaan kriittinen. Kuitenkin kaista-
k&yrd 41' 1,94 mikronin suodatinta varten on kriittinen, sill# suo-
dattimen matalataajuisen ja pitemmin aallonpituuden puoleisen p##n
tehokkaan leikkauksen tulisi sopia yhteen lyhytaaltosuodattimen omi-
naiskdyrdn 33' leikkauksen kanssa. T&ten kuviossa 2C numerolla 48
ilmaistun vesikiyr#n vastakkainen jyrkki osa eli puolisko on asiaan-
kuulumaton, sill4 1,94 kaistavydhyke ulottuu vain pidosiltaan vesi-
kdyrén pohjimmaiseen minimikohtaan U49. Titen vain vesikdyrin yhden
puoliskon tulee olla tehokkaalla tavalla yhteensopiva.

Suodattimen 33 1,7 mikronin lip#isykohdan suhteen voidaan helposti
sallia + 10 % vaihteluita. Lis#ksi olisi sangen tehokkaan lip#isyn
tapahduttava tidssi kohdassa, yleensi suuruudeltaan 80-90 %. Titen
kuviossa 2C esittivit kaistaleet 51 ja 52 niit#i kahta suodatinkais-
taa, joiden olisi sovittava yhteen.

Suodattimen 33 kHyttd esilld olevan keksinn®dn sisiltidmin standardi-
sointimenetelmén yhteydessi k#y parhaiten ilmi kuvioista 3A ja 3B.
Kuvion 3A esittidmien kiyrien laatimiseksi on k#ytetty useita niyttei-
t4 levym#isestd aineksesta, joissa on erilaisia tunnettu.a kosteus-
middrid. Kuten paperinvalmistuksen yhteydessi on hyvin tuhnettua,
valmistetaan tdllaiset niytteet kHyttimills lipindkyvii muovisia
vedenpitdvi8 pusseja, niin ettd niytteet pysyvit samassa kosteudessa
huomattavan pitké&n aikaa. Sen jdlkeen kun mainitut niytteet on ase-
tettu s&teilyldhteen ja ilmaisimien viliin mitataan lip&isysyhde 1,7
kirjokaistan ja 1,9 kirjokaistan vililli kutakin niytettd varten ja
t4118in saadaan kiyrd, jota nimiteti#n "puhtaaksi mittarikdyriksi'".



Tamd suhde on merkitty pystysuoralle akselille ja veden paino vaa-
kasuoralle akselille. Seuraavaksi ja pHiasiallisesti samanaikaisesti
veden simulointisuodatin 33 asetetaan s#teen kulkuradalle Ja otetaan
suhdelukema Fp . Td1l16in oletetaan, ett#d t#imi suhdeluku sijaitsee
puhtaalla mittgrikéyréllé. Koska t&m8 kdyri on lineaarinen ja alkaa
nollapisteest&, tarvitsee kdytt&4 vain yht# ainoaa kosteusniytetti.

Kuvion 3A esittdm# puhdas mittarikiyri on my8s standardisoitu stan-
dardisointisuhteella RS ilman n#ytteiti tai suodatinta tyypillisen
ei-levymittauksen avulla, joka on t411% =2alalla hyvin tunnettu.

Kosteaa kudosta sisdlt#vi kerros, joka edustaa kostean lian yht#
kerrosta, on kiinnitetty liimanauhan avulla alemman p&&n aukkoon
(katso US-patentti 3 793 524) arkin 14 viereen, ja sen sallitaan sta-
biloitua kosteuspitoisuudeltaan. Eri niytteiden Ja suodattimen 33
standardisuhteet mitataan t&m#n jilkeen kiyrin 1 muodostamiseksi
kostean lian mainittua kerrosta varten. Kiyr#darvot standardisoidaan
myds standardisocintisuhteen Rq avulla. N&md arvot piirret#in niky-
viin kuvion 3A mukaisesti.

Y11ld olevat vaiheet toistetaan t#m#n j4ilkeen kostean lian kahta
kerrosta ja sitten kolmea kerrosta varten, jolloin saadaan kuviossa
nikyvit k#yridt. Kukin likakerros muodostaa yleenst ottaen sopivan
alustan (kudosaineen) ja sis&lt#i kiinteln mi&rin mitattavaa ainesta
(kosteutta). Vesisuodatinsuhteiden kirkikohdat samoin kuin eri niyt-
teiden sis#ltémit suhteet sijaitsevat pystysuorilla linjoilla, silli
niiden vesipaino ei mi#ritelmin mukaan ole muuttunut. Olisi kuitenkin
otettava huomioon, ettd kuvion 3A sisHltimit kiyrsit esittivit sen
tosiasian, ettd normaali standardisointi ei ole tdysin tehokas kos-
teusmittarijdrjestelm&ssi. Standardisoinnin perusongelmana, jonka
esilld oleva keksintd ratkaisee, on valolihteen muutoksista aiheutu-
vien mittausvirheiden erottaminen ja ilmaisimien tai sihkBlaitteiden
kdyttd virheitten yhteydessd, jotka aiheutuvat vesikalvon muodostu-
misesta itse mittausyksikkd8n. Kostean lian kerrokset edustavat tie-~
tenkin t&llaista kalvoa.

Kuviota 3A tarkastelemalla voidaan havaita, etti mittarin tehosuhteet
(1,7/1,9) alkavat tietylts tasolta Ja kasvavat lineaarisesti vesipai=-
nojen alkaessa nollasta. On ilmeistid, ett4 vesipainon asteettaiset
vksikkSlisiykset imevidt itseensy Jatkuvasti vi#henevin mi&rin jiljel-
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14 olevaa siteilyenergiaaj so energian absorptio ei ole samanlainen
yhtdldistenvesiyksikk&jen ollessa kyseessi. Thten kostea lika vihen-
ti4 optisia signaaleja Jja tavallinen standardisointi normalisol sig-
naalin suorittaakseen nollapisteen korjauksen, mutta el oikaise aikaisem-
min tapahtunutta epidyhtendistd absorptiota. Tdm&d taas saadaan aikaan

xuvion 3B esittdmén uuden kalibrointilinjan avulla.

Keksinndn mukaisesti on kuvion 3A sisHiltdmisa tietoja, jotka on saatu
tehdaskalibroinnin avulla, kdytetty xuvion 3B kiyrien laatimiseen.
Toisin sanoen suodatinsuhteissa tapahtuva muutos Rp s joka johtuu
xostean lian piillekkdisistd kerroksista, johtaa samanlaiseen muu-
tokseen niytesuhteiden yhteydessd. Erityisesti kuviossa 3B ilmaisee
pystysuora akselil Rp puhtaan mittarin kiyrin jyrkkyyden ja likaisen
mittarin kiyréin Jjyrkkyyden vélisen suhteen useiden kostean ilman muo-
dostamien kerrosten esiintyess&. Samalla tavoin merkitsee suodatinsuh-
de Ry suhdetta puhtaan ja likaisen mittarin vd1i114. Kdyrédt 1,

2, 3 on siten normalisoitu puhtaan mittarin kiyrdn kanssa. THten kuvion
2B alkuper&nd on todellisuudessa puhdas mittarin kdyrd. esittden suhteen
sekd pysty- ettd vaakasuoran akselin vdlill4. Tim#n j&lkeen voidaan
numeroilla 0, 1, 2 ja 3 merkittyji erilaisia likakerroksia varten
muodostaa kuvion 3B esittémé kdyrd, mikd yksinkertaistaa suuresti

sen kiyttdsd lopullisten ja korjattujen suodatinsuhteiden midrittéd-
misessi. Mittarijdrjestelméstd riippuen sen el kuitenkaan valttamittd

tarvitse olla lineaarinen.

Joka tapauksessa kuvion 3B lineaarisen kdyrin yhteydesséd, jolla on
vakiosuuruinen Jjyrkkyys A, ti1laiset tiedot voivat mahdollistaa
oikaistun lidpdisysuhteen midrittidmisen tarkan kosteusmittauksen ai-
kaansaamiseksi. Matemaattiselta kannalta katsottuna timi tehd&&n
seuraavalla tavalla. Jyrkkyys A lasketaan yhtd1lsn (1) mukaisesti.

(Sac'l -1 (1)
P I Spp — L
R e
FRT—l
jossa, SRC = puhdas n#ytesuhde
SRT = mitattu ndytesuhde
A = An#yte/Asuodatin - suhteen Jjyrkkyys
FRC - suodatinsuhde puhtaassa mittarissa - aika nollassa
FRT - suodatinsuhde viimeisessd standardisoinnissa
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Tidten siis voidaan kaikista Rp:n Jja RF:n arvoista vihentdsd 1 Ja

mé8&rittdd jyrkkyys, silld origo on (1,1). Korjattu ndytesuhde on

SRC = 1 + (SRT - 1) 1+ A {(FRC_:_} -1}‘1 (2)
F - 1 |
RT

Korjatun n#dytesuhteen S avulla kuvion 3A mukainen puhdas mittari-
RC

kEyrd antaa tarkan vesipainon.

Yhteenvetona voidaan sanoa, ettd esill¥ olevan keksinndn mukainen
kosteusmittari kalibroidaan ensin tehtaassa siten, ettd kuvion 3B
kdyré&n jyrkkyys A vastaa alkuperiistd suodatinsuhdetta FRC' Kun mit-
tari asetetaan paikoilleen midritetidin levyaineksen mitattavana
oleva standardisoitu ldp&isysuhde SRT esill¥ olevan suodatinsuhteen
FRT mukaisesti ja kidyttdmdlld yhtdldn (2) mukaista yksinkertaista
vastaavuutta SRC saadaan selville. Lopuksi mi&ritetiin todellinen
vesipaino kuvion 3A puhtaasta mittarikidyrdstid, joka voidaan varas-

toida tietokoneeseen.

Esillé olevan keksinndn mukaisen menetelm#n avulla mitattiin kudos-
néyte, jonka peruspaino oli noin 12 #/3000 ja joka sis#lsi vaihtele-
via md&drid vettid, alla olevin tuloksin.

VANHA UUSI
Puhdas Likainen Korjattu

) mittari- mittari- Lukema- vesisuoda-  Lukema-
Vesi % suhde suhde virhe % tinsuhde virhe %

2 1,14313 1,12765 10,81 1,1412 1,35

4 1,19229 1,18494 7,20 1,20457 2,65

£ 1,28107 1,25308 9,96 1,27993 4,06

8 1,36166 1,32332 10,60 1,35763 1,11

10 1,42862 1,38159 10,97 1,42209 1,52

Merkinn#l1l4 "UUSI" varustettu sarake esitt#i miltei suuruusluokkasa
olevan parannuksen merkinni114 "VANHA" varustetun aikaisemmin kiy-
tetyn tekniikan avulla saadut tulokset sis/iltAvEin sarakkecsoen vep-

rattuna. Kaikki lukemat ovat standardisoituja.

Esilld olevan keksinndn mukainen tekniikka on mySs kiyttdkelpoinen
mitattaessa paperissa olevien pd&dllysteiden, esim. polyteenin, painoa.
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N8iden p8&llysteiden ominaiskiyrid on normaalisti kuvion 2A esittimin
veden ominaiskdyrédn kaltainen. Siten siini esiintyy samanlaisia vir-
heiti eriiden pd&llysteiden sisHltdmin lian johdosta kuin kostean
lian yhteydessi.

Koska pd&llysteaine on kiintelmp#i kuin vesi, voidaan suodattimen

avulla simuloida t#tEd ainetta kdytt&mdlli todellisuudessa vastaavan-
laista ainespalaa, esim. polyteenii.
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Patenttivaatimukset

1. Vertailumenetelmd mittauslaitteessa liikkuvan ainesradan kul-
Jettaman ainemf&drin mittaamiseksi optisen sdteilyn absorption pe-
rusteella, jossa ainakin yksi tunnetun miZirin ainetta sisiltivi
vertailundyte ainesradasta saatetaan mittauslaitteen sellaiseen
sdteilytiehen, joka sis#lt#di aineesta riippumattomia ja aineelle
ominaisia aallonpituuksia ja jossa mitataan aineelle ominaisen ja
aineesta riippumattoman hejjastuneen tail l4pitunkeutuneen sitellyn
intensiteettien suhdetta vastaava ensimmiinen sihk®&inen suhdesig-
naali ja jossa aikaansaadaan vastaava toinen suhdesignaali k&éytté-
milléd séteilytiessd midrdttyd ainesisidltdid simuloivaa suodatinta,
tunnettu siitd, ettd suodattimen ominaisuudet valitaan ai-
neen absorptio-ominaisuuksille sopiviksi, ettd ensimmiisen ja toi-
sen suhdesignaalin mittaus toistetaan aina kun esiintyy erilai-
sia lukumd&rid ainetta sis#ltdvi¥ kannatusainekerroksia, ja ettd
kannatusainekerroksien lukumidristd riippuen todetuista ensimmii-
sen ja toisen suhdesignaalin muutoksista johdetaan korjaussuure
tuntemattomalla ainesradalla saadulla, aineelle ominaisten ja ai-
neesta riippumattomien aallonpituuksien suhdesignaalille.

2. Laite patenttivaatimuksen 1 mukaisen menetelmsn suorittamisck-
si, johon kuuluvat mittauslaitteeseen sisiltyvi optinen siteilyl#h-
de aineelle ominaisia ja aineesta riippumattomia aallonpituuksia
sisdltdvin sHteilyn synnyttidmiseksi mittaustiehen, valosdhk&inen
muunnin aineelle ominaisen ja aineesta riippumattoman, mittaus-
tiestd tulevan séteilyn vastaanottamiseksi, muuntimeen liitetty
tulkintakytkentd aineelle ominaisen ja aineesta riippumattoman
sdteilyn intensiteettien suhdetta vastaavien suhdesignaalien syn-
nyttédmiseksi, sekd midrdttyid ainesis¥ltd4 simuloiva suodatin,
tunnettu siiti, ettd suodatin (33) omaa aineen absorptio-
ominaisk&yr&s (L49) vastaavan absorptiokiyrin (33', 33") seki on
sovitettu aineelle ominaiselle ja aineesta riippumattomalle si-

teilylle yhteiseen siteilytien (24) osaan.

3. Patenttivaatimuksen 2 mukainen laite, t unne t t u siit4,
ettd suodatin (33) on ylipi4stdsuodatin (33'), jonka reuna ainakin
osittain yhtyy aineen absorptiokdyrin (49) toiseen reunaan.

b, Patenttivaatimuksen 2 mukainen laite, t unne t t u siiti,
ettd suodatin (33) on kaistanp##stdsuodatin (33"), jonka alemman
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taajuuden reuna yhtyy aineen absorptiokidyridn (49) ylemmdn taajuu-

den reunaan.

5. Jonkin patenttivaatimuksen 2-4 mukainen laite, t unne t -
t u siitd, ettd ainesradan kuljettamaa vesimd8riid mitattaessa suo-
dattimen (33) reunan keskikohta on 1,895 um.

6. Patenttivaatimuksen 2 mukainen laite, t unn e t t u siitd,
etts suodatin (33) muodostuu ylipid4stdsuodattimen (33'") ja kaistan-
passtdsuodattimen (33") yhdistelmdstéa.

Patentkrav

1. Jimfdrelsefdrfarande fdr en mitapparat for mitning av mingden
av en av en lOpande materialbana transporterad substans fran ab-
sorptionen av optisk strdlning, vid vilket forfarande dtminstone
ett med en kind mingd av substansen forsett jdmfdrelseprov av ma-
terialbanan infdres i mitapparatens strélvégs strdlning, som inne-
n&dller icke substansspecifika och substansspecifika végléngder,
och en mot férh&llandet mellan de reflekterade eller transmitterade
intensiteterna av den substansspecifika och den icke substansspe-
cifika stri&lningen uppmites, och vid vilket en motsvarande andra
férh&llandesignal utvinnes vid ndrvaro i strdlningsvigen av ett
filter som simulerar ett bestédmt substansinnehdll, k 8 n n e -

t ec knat av att filtrets karakteristik vidljes anpassat till
substansens absorptionskarakteristik, att mitningen av den fors-
ta och den andra f8rh&llandesignalen stéddse upprepas vid ndrvaro
av olika antal av substansen innehdllande birmaterialskikt och

att fran de i1 beroende av antalet av b4irmaterialskikt fastast&llda
sndringarna i den forsta och den andra férh&llandesignalen hédrle-
des en korrektionsstorhet fdr den vid en okédnd materialbana for

de substansspecifika och de icke substansspecifika véglédngderna

erh&1llna fdrh&llandesignalen.

2. Anordning fér utfdrande av férfarandet enligt patentkravet 1,
omfattande en till mitapparaten horande optiskt strédlningskdlla

£6r att 1 en mitstricka &stadkomma en strilning innehdllande subs-
tansspecifika och icke substansspecifika véglingder, stddse en
fotoelektrisk omvandlare f8r mottagande av den substansspecifika
respektive icke substansspecifika, fré&n métstrickan utgéende

str&dlningen, en till omvandlarna ansluten utfirderingskoppling
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f8r &stadkommande av mot férhdllandet mellan de mottagna intensi-
teterna av substansspecifik och icke substansspecifik strdlning
svarande fdrhdllandesignaler, coh ett bestidmt substansinnehill
simulerande filter, k Ennetecknad av att filtret (33)
uppvisar en mot absorptionskarakteristiken (49) hos substansen
svarande absorptionskarakteristik (33', 33") och #r anordnat i

en for den substansspecifika och den icke substansspecifika stril-

ningen gemensam del av strdlningsvigen (24).

3. Anordning enligt patentkravet 2, k & nnetecknad
av att filtret (33) d4r ett hdgpassfilter (33'), vars flank &tmins-
tone delvis sammanfaller med den ena flanken hos substansens ab-

sorptionskurva (49).

b, Anordning enligt patentkravet 2, k i nnetecknad
av att filtret (33) 4r ett bandpassfilter (33"), vars l&gfrekvens-
flank sammanfaller med hdgfrekvensflanken hos substansens ab-

sorptionskurva (49).

5. Anordning enligt ndgot av patentkraven 2-4, k 4 nn e -
tecknad av att vid fall av bestimning av i en material-
bana transporterad vattenméngd filtrets (33) flankmitt ligger
vid 1,895 Jum.

6. Anordning enligt patentkravet 2, k S nnetecknad

av att filtret (33) bestdr av en kombination av ett hdgpassfilter
(33') och ett bandpassfilter (33").

Viitejulkaisuja-Anfdrda publikationer
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